PHYSIKALISCH-TECHNISCHE Braunschweig, den 21. Dezember 1999

BUNDESANSTALT
Anlage |
zur Akkreditierung des Kalibrierlaboratoriums des Deutschen Kalibrierdienstes
fir elektrische Messgrofien

bei Kalibrierdienst Stenger, Wetzlar

DKD-K-25801

Das Kalibrierlaboratorium ist berechtigt, fiir die in der Tabelle angegebenen MessgriBen und Messbereiche unter
Einhaltung der nachfolgend genannten Bedingungen und Auflagen DKD-Kalibrierscheine auszustellen. Die in der
Tabelle genannten Messunsicherheiten sind die kleinsten Messunsicherheiten, die auf Kalibrierscheinen angegeben
werden dirfen. Die angegebenen Messunsicherheiten. sind erweiterte Messunsicherheiten mit dem Erweiterungsfakior

& =2 (entspricht einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von annsihernd 95 %).

Messgrifie Messbereich Messbedingungen Messunsicherheit Bemerkungen
Gleichspannung 100 pV bis <200 mV Kalibrierung von 10 pV/V + 0,30 pv/L/ U = jeweiliger
200 mV bis <2 V Spannungsmess- 10 pv/vV_ Messwert
2Vbhis1 100V geriiten 5uvivV
Gleichstromstirke 1 pA bis <200 pA Kalibrierung von 5 uA/A +0,20 pA/l [ =jeweiliger
200 pA bis <200 mA | Stromstirkemess- 40 pA/A Messwert
200 mA bis 2 A gerdten 80 pA/A
Gleichstromwiderstand |. 100 Kalibrierung von 20 poYQ
100 ©2 Widerstandsmess- 30 pUQ2
1 kQ geriiten mit Vier- 20 usyQ
10 kQ Leiter-Anschluss 20 pQyQ
100 kQ 25 uyQ)
1 MQ 30 Q2
10 MQ 40 pQy/Q
100 MQ 0,21 my/Q
Gleichstromwiderstand 10 Q2 Kalibrierung von 20 pgyQ + 10 mEUR R = jeweiliger
100 2 Widerstandsmess- 30 peyO + 10 mEY/R Messwert
1 k2 gerdten mit Zwei- 20 pQyQ + 10 mQY/R
10 k(2 Leiter-Anschluss 20 pLYQ + 10 m&Y/R
100 kQ 25 pd¥Q + 10 mSYR
i MQ 30 pQUQ 1 0,10 QIR
10 MQ 40 pQIQ 4 | QIR
100 MQ 0,21 meYQ + 10 YR

_Wechselspannung 20 mV bis <100 mV 30 Hz bis 10 kHz 0,15 mV/V +9 pv/it/ L/ = jeweiliger
>10 kHz bis 100 kHz| 020 mV/V +9 pnV/U/ Messwert
100 mV 30 Hz bis 10 kHz 0,20 mV/V
>10 kHz bis 100 kHz 0,25 mvV/v
>100 mV bis <200 mV | 30 Hz bis 10 kHz 0,15 mV/V + 9 uv/U
>10 kHz bis 100 kHz| 0,20 mV/V + 9 uV/U
2200 mV bis <1V 30Hzbis 300 Hz |. 50 pv/V + 20 pv/ls
>300 Hz bis 10 kHz | 50 pV/V + 10 pv/U
>10 kHz bis 100 kHz| 80 pV/V + 20 pV/U
v 30 Hz bis 300 Hz 50 pv/Iv
>300 Hz bis 10 kHz 50 pviv
>10 kHz bis 100 kHz 80 pv/v
> Vbis<2 V' 30 Hz bis 300 Hz 50 uV/V + 20 uv/ts
>300 Hz bis [0 kHz | 50 pV/V + 10 uV/U
=10 kHz bis 100 kllz| 80 pV/V + 20 pV/U
2 Vbis<I0V 30Hzbis 300 Hz | 50 pV/V +0,20 mV/U
>300 Hz bis 10 kHz | 50 pV/V + 0,10 mV/U
>10 kHz bis 100 kHz| 80 pV/V + 0,20 mV/U/
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MessgriBe Messbereich Messbedingungen Messunsicherheit Bemerkungen
Wechselspannung 10V 30 Hz bis 300 Hz 50 pviv U = jeweiliger
>300 Hz bis 10 kHz S0 UV/V: Messwert
[ >10 kHz bis 100 kiiz 80 uLV/V
>0V his €20V 30 Hz bis 300 Hz 50 pV/V + 0,20 mV/U
>300 Hz bis 10 kHz | 50 pV/V + 0,10 mV/U
>10 kHz bis 100 kHz| 80 pV/V + 0,20 mV/U
>20 V bis <100 V 30 Hz bis 300 Hz 70 uV/V + 2 mV/AL
>300 Hz bis 10 kHz 50 uv/vV Il mVAU
>10 kHz bis 100 kHz] 0,13 mV/V + 3 mV/t/
100V 30 Hz bis 300 Hz 70 pv/v
' >300 Hz bis 10 kHz S0 uv/v
>10 kHz bis 100 kHz 0,13 mV/V
>100 V bis <200 V 30 Hz bis 300 Hz 70 uV/V +2 mV/U
‘ >300 Hz bis 10 kHz | 50 pV/V + 1 mV/UJ
>10kHz bis 100 kHz| 0,13 mV/V + 3 mV/U
>200 V bis <1000 V 45 Hzbis I0kHz | 0,10 mV/V + 20 mV/U/
>10 kHz bis 30 kHz | 0,15 mV/V +20 mV/U
1000V 45 1z bis 10 kHz 0,10 mV/V
>10 kHz bis 30 kHz 0,15 mV/V
>1000 V bis 45 Hzbis 10 kHz | 0,10 mV/V + 20 mV/{/
<1100V >10 kHz bis 30 kHz | 0,15 mV/V +20 mV/U
Wechselstromstérke 10 LA bis <200 pA 10 Hz bis 1 kHz 0,15 mA/A + 14 nA/f I = jeweiliger
>1 kHz bis 5 kHz 0,25 mA/A + 20 nA/l Messwert

200 pA bis <2 mA

10 Hz bis [ kHz

0,15 mA/A + 0,12 pA/l

>1 kHz bis 5 kHz

0,25 mA/A + 0,12 pA/l

2 mA bis <20 mA

10 Hz bis | kHz

0,15 mA/A 1 1.2 pA/T

>1 kHz bis 5§ kHz

0,35 MA/A + 1,2 pA/l

20 mA bis <200 mA

10 Hz bis 1 kliz

0,15 mA/A + 12 pA/l

>1 kHz bis 5 kHz

0,35 mA/A + 12 uA/i

200mAbis2 A

10 Hz bis 1 kHz

0,16 mA/A + 0,14 mA/

>1 kHz bis 5 kHz

(0,36 mA/A + 0,16 mA/f

Gleichstromleistung

33 mV bis 1 000 V
3,3 mA bis <22 A

Kalibrierung von
Leistungsmessgeraten

025 mW/W

33mVbis 1000V
22AbislLA

0,35 mW/W

Wechselstromleistung

2Vbis1000V
20mA bis<§S A
cos ¢=10,95 bis 1

Kalibrierung von
L.eistungsmessgerdten
bei 47 Hz bis 53 Hz

12 mW/VA + 5 mW/ipP *

2Vbis 1000V
5AbisIl A
cos @ = 0,95 bis 1

22 mW/IVA + 10mW/P

*

2Vbis 1000V
20mA bis <5 A
cos ¢ = 0,4 bis <0,95

2,1 mW/VA +5mW/P*

2Vbisl000V
SAbisIt A
cos ¢ = 0,4 bis <0,95

5.1 mW/VA + [0 mW/P

*

P= jeweiliger
Messwert

* bezogen auf die
Scheinleistung in VA

Leistungsfaktor

cos ¢ = 0,1 bis <0,4

Kalibrierung von

2Vbis 1000V Leistungsmessgeriten Messwert
20mAbis 1T A bei 47 Hz bis 53 Hz

cos ¢ =04 bis | 610"+ 107 /cos @

2Vbis 1000V

20mA bis 11 A

111070+ 107/ cos ¢

cos = jeweiliger

Frequenz

10 Hz bis 140 MHz

| nHz/Hz + a

uyi = Triggerunsicherheit

Fiir die Kalibrierungen mit der kleinsten angebbaren Messunsicherheit sind die im Qualititsmanagemeni-Handbuch
aufgefihrten Normale, Mess- und Hilfseinrichtungen zu benutzen und innerhalb der angegebenen Fristen und der dem
Messunsicherheitsbudget zugrundeliegenden Messunsicherheiten zu rekalibrieren.
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